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Sposéb .pomiaru charakterystyk wzglednej wydajnosci
rozpylania jonowego materiatléow

Przedmiotem wynalazku jest spos6b pomiaru charakterystyk wzglednej wydajnosci rozpylania jono-
wego materialéw, znajdujacy zastosowanie w technice jOl‘lOWCj, zwlaszcza do okreélama zmiany profilu
powierzchni materialow, powodowancj trawieniem jonowym.

Znany jest spos6b pomiaru charakterystyk wzglgdnej wydajnosci rozpylania jonowego materiatow w -
funkcji kata padania wiazki jonowej. Sposéb ten polega na trawieniu jonowym badnych-préBék materiatu
przy réinych wartosciach parametru, w funkcji ktérego wyznacza si¢ charakterystyke. Nastgpnie, za pomoca
mikroskopu interferencyjnego mierzy si¢ objeto$é wglebienia, powstalego w materiale na skutek trawienia
jonowego. W warunkach stabilnej pracy 2r6dta jonowego w okre§lonym odcinku czasu, zmierzona objgtosé
jest proporcjonalna do wydajnosci rozpylania jonowego.

W znanym sposobie pomiaru, w przypadku wyznaczania charakterystyk wydajnosci rozpylania mate-
rialéw nieprzewodzacych, zachodzi konieczno$§é pokrywania wytrawionego wglebienia cienkg warstwa
materiatu przewodzacego, na przykiad zlota, gdyz wyznaczenie obj¢tosci wgliebienta w materiale nieprzewo-
" dzacym, przy uzyciu mikroskopu interferencyjnego nie jest mozliwe. Wplywa to na wydtuZenie czasu
pomiaru, a ponadto w przypadku materialéw gruboziarnistych, praktycznie uniemozliwia pomiar.

Wynalazek dotyczy sposobu pomiaru charakterystyk wzglednej wydajnoéci rozpylania jonowego mate-
riatéw, polegajacego na jonowym trawieniu prébek badanego materiatu przy ré6znych wartosciach parame-
tru, w funkcji ktérego jest wyznaczana charakterystyka. Istota wynalazku polega na tym, ze za pomocg
profilografu wyznacza si¢ ksztalt poprzecznego przekroju wytrawionego w materiale wglebienia, w plaszczy-
Znie przechodzgcej przez maksymalng glgbokoéé wzglebienia po czym mierzy si¢ t¢ gligbokos¢.

Spos6b wedlug wynalazku umozliwia pomiar charakterystyk wydajnosci rozpylania jonowego materia-
16w przewodzacych i nieprzewodzacych, bez koniecznosci stosowania dodatkowych proceséw
technologicznych.

Przedmiot wynalazku jest objasniony na przykladzie pomiaru charakterystyki wzglednej wydajnosci
rozpylania jonowego szkla, w funkcji kata padania wiazkijon6w, oraz na rysunku, ktéry przedstawia wykres
charakterystyki wzgl¢dnej wydajnosci rozpylania w funkcji kata padania wigzki jonéw.

Przy uzyciu jarzeniowego Zr6dia jonéw z anoda wnekowa, trawi si¢ jonowo osiem prébek, ze szkia
stosowanego na podioza ukladéw cienkowarstwowych, o wymiarach 20 mm X 30 mm. Napi¢cie anodowe
wynosi 7kV, nat¢zenie prgdu anodowego i maA, o nat¢zenie pradu kolektora 70 uA. Kolejne probki
-umieszcza si¢ w odlegloéci 12,5mm od Zrédia jonéw i trawi si¢ przez 2,5 godziny, przy czym kat padania
wiazki jonéw na powierzchnie kolejnych prébek, definiowany jako kat migdzy kierunkiem wigzki jonéw a
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prostopadiy do powierzchni trawionej, zmienia si¢ w granicach od zera do #/2 radiana. Nast¢pnie, za
pomoca profilografu, wyznacza si¢ ksztalt poprzecznego przekroju wglgbien, w ptaszczyZnie przechodzacej
przez makymalng glgboko$¢ wglebien, wytrawionych w kolejnych prébkach, po czym mierzy si¢ maksy-
malne gl¢bokosci wglgbien. W przyktadowym sposobie wedtug wynalazku uzyskano nast¢puje wyniki
pomiarow:

Nr prébki 1 2 3 4 5 6 7 8

Kat padania wiazki
jonéw (rad) 0 /12 w/6 w/4 /3 Tn/18 4mw/9 w/2

Maksymalna
glebokosé -
wytrawienia (um) 46 49 65 95,5 113 101 28 0

Wzgledna
wydajnosé
rozpylania
jonowego 1 1,07 1,42 2,08 247 2,20 0,61 0

Miara wzgl¢dnej wydajnosci rozpylania jest stosunek maksymalnej gi¢bokosci d wytrawienia przy
danym kacie 6 padania wigzki jonéw, do maksymalnej glgbokosci wytrawienia przy kacie padania wiazki
réwnym zero. Warto$¢ ta odpowiada iloczynowi bezwzglednej wydajnosci i cosinusa kata padania wigzki,
podzielonemu przez bezwzgl¢dng wydajno$é przy kacie padania wigzki rOwnym zero.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb pomiaru charakterystyk wzglednej wydajnosci rozpylania jonowego materialow, polegajacy na
trawieniu jonowym probek badanego materialu przy réznych warto$ciach parametru, w funkcji ktérego
wyznacza si¢ charakterystyke¢, znamienny tym, ze za pomocg profilografu wyznacza si¢ ksztalt przekroju
poprzecznego wytrawionego wglebienia, w plaszczyZnie przechodzacej przez maksymalng gigbokos¢ wgle-
bienia, a nast¢pnie mierzy si¢ t¢ glebokosc.
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